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Zaklad Aparatury Elektronicznej i Systemow
Komputerowych

MAG-TD200

KOMPUTEROWY SYSTEM POMIAROWY DO BADANIA DYNAMICZNYCH
WELASCIWOSCI MAGNETYCZNYCH MATERIALOW MAGNETYCZNIE MIEKKICH
W POLACH PRZEMIENNYCH I WIRUJACYCH

Komputerowy system pomiarowy MAG-
TD200 przeznaczony jest do badania i
wyznaczania dynamicznych wiasciwosci
magnetycznych materialdw magnetycznie
migkkich zaré6wno w polach przemiennych
jak 1 wirujacych.

w polach przemiennych badania
wykonywane sa w zakresie czgstotliwosci od
3 do 2000 Hz, natomiast w polach
wirujacych od 20 do 400Hz.

W polach przemiennych badania materiatu
moga by¢ realizowane w obwodach
probierczych takich jak: rama Epsteina,
probka toroidalna, znormalizowana jak i
nieznormalizowana, probka beleczkowa,
Single Sheet Tester, probka otwarta.

Ponadto moga by¢ prowadzone badania wilasciwosci magnetycznych materialow
magnetycznie migkkich rowniez na pojedynczych paskach blachy elektrotechnicznej w
specjalnie do tego celu wykonanych magnetowodach, dla probek o réznych wymiarach
geometrycznych. W polach wirujacych pomiar natgzenia pola magnetycznego realizowany
jest metoda bezposrednia za pomoca ptaskiej cewki. Istnieje mozliwos¢ podtaczenia rowniez
takich czujnikoéw jak: cewka Rogowskiego i1 czujnik hallotronowy.

Ekspozycja wynikow pomiaru w postaci tabelarycznej i graficznej:

» na ekranie monitora,

» za pomoca drukarki.
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1. WYPOSAZENIE
W sktad komputerowego systemu pomiarowego MAG-TD200 wchodza:

e komputer AMD ATHLON XP 2 GHz, HDD 120GB, FDD 1.44MB, RAM 512
MB, 6*USB2.0, 2*RS232, GEFORCE 128MB,

e nagrywarka CDRW lub DVDRW,

e monitor kolorowy 17",

e drukarka laserowa,

e sieciowy filtr przeciwzakltoceniowy,

e Kkable Iaczace,

e Dblok uktadu sterowania i pomiaru sygnatow,

e zestaw mebli - zabudowa systemu,

e ptlyta instalacyjna CD ROM,

¢ instrukcja obstugi — szt. 2.

Blok uktadu sterowania i pomiaru sygnalow zawiera:

uktady pomiarowe,

odpowiednie uktady funkcjonalne - cyfrowe i analogowe,
e wzmacniacze o mocy dyssypacji ok. 700W,

zasilacze.
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2. RODZAJ BADANEGO OBIEKTU
e Rama Epsteina 25 cm, 0,5 kg,

e Probka Toroidalna,

e Jarzmo JM50 do pomiaru prébek beleczkowych,
o Single Sheet Tester,

e Jarzmo JM100,

e Jarzmo JM280,

e Probka Otwarta,

e Jarzmo XY lub XY10.
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3. RODZAJ MIERZONYCH WIELKOSCI MAGNETYCZNYCH

e szczytowa warto$¢ nat¢zenia pola magnetycznego Hm [A/m]

e skuteczna warto$ci nat¢zenia pola magnetycznego Heff [A/m)]

e wartos¢ koercji He [A/m]

e szczytowa warto$¢ magnetyzacji Jm [T]

e szczytowa warto$¢ indukcji Bm [T]

e skuteczna warto$¢ magnetyzacji Jeft [T]

e warto$¢ remanencji Jr [T]

e stratno$¢ czynna Ps [W/kg]
e stratno$¢ pozorna Ss [VA/kg]

e rozdzial strat na straty:

- histerezowe Ph [W/kg]
- wiropradowe Pw  [W/kg]
e przenikalno$¢ poczatkowa dla aparatu Epsteina 25cm dla: A pocz

-Hm=0.4 A/m; f=50 Hz

-Hm=1.6 A/m; f=50 Hz
e wzgledna przenikalno$¢ amplitudowa LA
e wzgledna przenikalno$¢ rozniczkowa pr
e petle histerezy dla zadanej wartosci:

® magnetyzacji,

e natgzenia pola magnetycznego

z pelnym opisem parametrow

e 7bior petel histerez dla r6znych warto$ci magnetyzacji lub natgzenia pola magnetycznego
z pelnym opisem parametrow  dla kazdego punktu pomiarowego
e anizotropia magnetyzacji Al [T]

e anizotropia stratnosci APs  [%]

e rozktad w szereg Fouriera z pelnym opisem 1 grafika w postaci wykresu prazkowego dla
kazdego punktu pomiarowego przebiegu:
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e natgzenia pola magnetycznego
* magnetyzacji
e stratnosci czynnej
e stratnosci biernej
e stratnosci pozornej
z okresleniem mocy deformacji
e przebiegi czasowe napiec i pradow z pelnym opisem parametrow, dla kazdego punktu
pomiarowego
e przebiegi czasowe magnetyzacji 1 nat¢zenia pola magnetycznego, z pelnym opisem
parametréw, dla kazdego punktu pomiarowego
e wspotczynnik szczytu natgzenia pola magnetycznego ks
e wspotczynnik ksztattu nat¢zenia pola magnetycznego kk
e masa probki w trybie automatycznym
e koncowe zestawienia wyniko6w pomiarow.
W polach wirujacych wszystkie parametry wyznaczane sa dla obu kierunkéw jednoczesnie.

Ponadto, w polach wirujacych system MAG-TD200 pozwala wyznaczy¢:

e stratnos¢ rotacyjna Pr [W/kg]

e kat pomiedzy wektorem H i J PhaXY [°]

e szczytowa wartos¢ natgzenia pola magnetycznego HmPeak [A/m]
e szczytowa warto$¢ magnetyzacji JmPeak [T]

e petle histerezy dla zadanej warto§ci magnetyzacji

e Jx=1f(Hx)
o Jy=1(Hy)
o Jy=1(Jx)
e Hy={(Hx)

e Jy=1f(Jx)iHy = f(Hx) jednoczesnie

z pelnym opisem parametrow
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4. PARAMETRY POMIARU WIELKOSCI MAGNETYCZNYCH

» zakres pomiarowy magnetyzacji Jm [T] (0,01+2,5)
» zakres pomiarowy natezenia pola magnetycznego Hm dla:
O aparatu Epsteina 25cm [A/m] (2+15 500)
O uktadu probierczego JIM50 [A/m] (250~+7 500)
O uktadu probierczego IM100 i JM280 [A/m] (2+11 000)

W przypadku probki toroidalnej maksymalna warto$¢ natezenia pola magnetycznego, przy
danej liczbie zwojow magnesujacych, uwarunkowana jest jej wymiarami geometrycznymi i
dopuszczalng gestoscia pradu w uzwojeniu magnesujacym.

» zakres czgstotliwosci f, wymuszanych pol

0 dla pdl przemiennych [Hz] (3+2000)
0 dla pdl rotacyjnych [Hz] (20+400)
» minimalna zmiana czgstotliwosci Af;, [Hz] 0,01

» doktadno$¢ nastawy czestotliwosci

0 dokladnos$¢ nastaw magnetyzacji Jm [%] <0,1

0 dla pdl przemiennych: 0<IJm<0,5T [%] 0,5
0,5T<Jm<09T [%] 0,3
09T<IJm<25T [%] 0,1

0 dla pdl wirujacych: 0<IJm<0,5T [%] 1,0
0,5T<Jm<09T [%] 0,5
09T<Jm<25T [%] 0,3

» doktadno$¢ odtworzenia sinusoidalnego przebiegu pochodnej magnetyzacji dla pomiarow
wykonywanych po Jm

0 dla pol przemiennych: 0<Jm<02T [%] 1,0
02T<Jm<05T [%] 0,5
09T<Jm<25T [%] 0,1
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0 dla pdl wirujacych 0<Jm<25T [%] 1,0
» doktadno$¢ nastaw natg¢zenia pola magnetycznego Hm
0 dla pdl przemiennych: 0<Hm<10 A/m [%] 0,3
0 <Hm <50 A/m [%] 1,0
50 AAm <Hm <1000 A/m  [%] 0,5
1000 A/m < Hm [%] 0,4
» doktadno$¢ odtworzenia sinusoidalnego przebiegu pochodnej magnetyzacji dla pomiarow
wykonywanych po Hm
0 dla pol przemiennych: 0<Hm<10 A/m [%] 1,0
10 A/m <Hm <90 A/m [%] 0,5
90 A/m < Hm [%] 0,1
» liczba punktow pomiarowych [--] 1+150
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5. ZASILANIE
O Zasilanie trojfazowe 3*400V, +5%, -10%,
O Zasilanie jednofazowe 230V, +5%, -10%,
0 Czestotliwos¢ 50 Hz
0 Moc maksymalna 2 kVA
6. WYMIARY
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